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Aktuilnost’ rieSenej problematiky:

PredloZena habilitacna praca sa zaobera vysoko aktualnou problematikou metrologie -
hodnotenia sposobilosti meracich procesov pomocou indexov spdsobilosti a vplyv neistoty
kontrolného etalonu na vypocitané hodnoty indexov spdsobilosti. Na rieSent problematiku
autor podava vysoko odborny a erudovany pohl'ad, ktory roziruje znalostnii bazu a najde
prakticke uplatnenie pri zabezpeZeni kvality vyroby.

Hodnotenie habilitanej price:

Posudzovana habilita¢na praca ma 92 stran, 9 obrazkov, 21 tabuliek, uvadza 46
literarnych zdrojov (z toho 5 odkazuje na préce habilitanta, kde autor je v 4 prvym autorom).
Praca je napisana logicky, prehl'adne s dodrziavanim terminoldgie zauZivanej v metrolégii, ma
stabilnu Struktiru a hlavné linie sleduji dosiahnutia vyty&eného ciela. Po grafickej stranke je
praca napisana na pozadovanej Urovni.

Praca je Clenena do Styroch kapitol ,,Ciele habilitatnej prace”, ,,Spdsobilost’ meracich
procesov ,,, ,,Neistoty v merani a postupy vyhodnotenia neist6t”, , Indexy spdsobilosti a neistota
kontrolného etalonu® a , Zaver”,

Ciel'om prace je preskiimat’ vplyv neistoty kontrolného etalénu na vypogitané hodnoty

indexov sposobilosti. Pri beznych uvahach sa predpoklad4, Ze neistota kontrolného etalénu je
zanedbatel'na. Mo6zu nastat’ situdcie, Ze tomu tak nie je. V praci sa analyzuje ako neistota
kontrolného etaldnu (typu A aj typu B) ovplyviiuje vypogitané indexy spdsobilosti.
Autor najprv definuje vkap. 2 sposobilost meracich procesov ametody jej hodnotenia
pomocou indexov sposobilosti a navrhuje pouzit’ pre hodnotenie sposobilosti aj indexy druhej
a tretej generacie, ktoré sa pouzivaju pre hodnotenie spdsobilosti vyrobnych procesov. V tretej
kapitole popisuje neistoty v merani a postup ich stanovenia. Tu uvidza Bayesov pristup pre
vyhodnotenie typu A.

Hlavny prinos prace je §tvrta kapitola s nazvom ,Indexy spdsobilosti a neistota
kontrolného etalénu“. Hodnotenie indexov spdsobilosti vychadza z realizacie sledovaného
meracieho procesu meraniami na tzv. kontrolnom etalone, ktorého hodnotu so stanovenou
neistotou pozname. Namerané a vypocitané charakteristiky indexov spdsobilosti st dané nielen
neistotou sledovaného meracieho procesu ale aj neistotou kontrolného etalénu. V praxi sa
spravidla predpoklada, Ze neistota kontrolného etalonu pri hodnoteni indexov spdsobilosti
meracich procesov je zanedbatelna, pokial netvori viac ako 10 % neistoty sledovaného
meracieho procesu. Je to dolezité najmé pri mengich hodnotach indexov spdsobilosti, kedy je



dolezité zabezpecit, aby indexy dosiahli pozadované hodnoty (v praxi sa pozaduje spravidla
zabezpecit' hodnoty indexov nie mengie ako 1,33). Pri spdsobilosti vyrobnych procesov sa
vychadza z predpokladu, ze data st zata¥ené len nahodnou chybou, pre kontrolny etalén tento
predpoklad nie je dostato¢ne presny. Kontrolny etalén ma aj systematické vychylenie, iastoéne
prezentované neistotou typu B. V préci autor ukazal, Ze neistotu kontrolného etalonu treba brat’
v tvahu pri vypotte indexov spdsobilosti a stanoveni spdsobilosti meracieho procesu.

Habilitant v tejto &asti svojej praci s vysokou erudiciou a exaktnostou vedecky
zd6vodnil existujici vplyv neistoty kontrolného etalénu pri hodnoteni indexov spdsobilosti
meracich procesov pre prax, o povazujem za vyznamny prinos, ktorému sa v sidasnosti
v existujicich metodikach a postupoch nevenuje pozornost' a zvyCajne sa zanedbava. Tuto
skutoénost’ v praci aj dokumentoval na konkrétnom priklade meracieho procesu.

Prinosy habilitaénej prace:

Autor v habilitadnej praci navrhuje pre hodnotenie meracich procesov pouZzivanie aj indexov
sposobilosti druhej a tretej generacie.

Z analyzoval vplyv neistoty kontrolného etalénu na indexy spdsobilosti prvej generacie, ktoré
sa v praxi beZne pouzivaju bez zohl'adnenie tejto nei stoty.

Z analyzoval vplyv neistoty kontrolného etalénu na indexy druhej a tretej generacie, ktoré sa
pri hodnoteni sposobilosti meracich procesov pouzivaju zatial' velmi zriedka.

Odvodil a stanovil korekéné faktory pre korekciu vypoéitanych indexov sposobilosti vzhl'adom
na neistotu kontrolného etalénu.

Otazky:
1.V ¢om je vyhoda pouzitia Bayesovho postupu pri stanoveni neistot?
2. Preco sa neuvazuje s neistotou kontrolného etalénu v praxi?

3. Ako sa da vyhnuit vplyvu neistoty kontrolného etalonu?

Vedecka a pedagogick: spésobilost’

Na zaklade predlozenej dokumentécie k habilitatnému konaniu konstatujem Ze Ing
Jakub Palencar, PhD. sa v ramci vedecko-vyskumnej préce venuje najmd metdbdam
vyhodnotenia merani, stanoveniu neistot pri kalibracii a problematika sposobilosti meracich
procesov, ktorej sa z pohl'adu vplyvu neistoty kontrolného etalénu na indexy spdsobilosti
venoval aj vo svojej dizertatnej préaci. Problematike vyhodnotenia merani a stanovenia neist6t
v merani sa venuje aj v ramci vyskumnych projektov, hlavne APVV a VEGA.

Ing. Jakub Palentar, PhD. je spoluautorom jednej vedeckej monografie a jednej
vysokoskolskej ucebnice a autorom alebo spoluautorom 26 prac kategorie A, B, C, z toho 6 je
kategorie A a 5 prac je publikovanych v karentovanych &asopisoch. Je tieZ autorom viacero
prac v ostatnych ¢asopisoch a na konferenciach. Na svoje prace mé 30 citacii z toho 26 vo WOS
a SCOPUS. Je veducim rieSitefom 1 projektu KEGA, zastupcom 2 projektov VEGA
a spoluriesitefom 9 projektov APVV, VEGA, KEGA. Je tie? oponentom projektov VEGA
a KEGA. Potas doktorandského $tudia absolvoval dvojmesaény vyskumny pobyt na Fakulte
aplikovane informatiky Univerzity Tomase Bati v Zline, CR. Zu&astnil sa vyznamnych
celosvetovych konferencii a seminarov.

V ramci pedagogickej Cinnosti prednasa vybrané kapitoly predmetov Statistické
metody v merani a skiiSobnictve, Metody zabezpetovania a zlepSovania kvality, Navrhovanie



a vyhodnocovanie merani a SMK, certifikicia a akrediticia a zabezpeluje cvidenia
z uvedenych predmetov a z predmetov Riadenie meracich procesov a Manazment merania.
Viedol Studentov pri vypracovani semestralnych projektov, bakalarskych a diplomovych prac.

Ing. Jakub Palencar, PhD. pracuje tiez v technickej komisii pre tvorbu slovenskych
technickych noriem. Je &enom Asociacie metrologov Slovenska a Slovenskej metrologickej
spoloCnosti, kde sa podiel'a na rieSeni tiloh z metrologie pre potreby aplikagnej sféry.

Zaverecné hodnotenie:

— Habilitana praca s nizvom ,Vplyv neistoty kontrolného etalénu na stanovenie
indexov spdsobilosti meracich procesov* zodpoveda Studijnému odboru metrologia.

— Habilitant obh4jil dizertadnii pracu v doktorandskom $tidiu v Studijnom odbore
5.2.55 metrologia s nazvom ,Sledovanie meracich procesov pomocou indexov
sposobilosti“. Konstatujem, e predlozena habilitatna praca rozpracovala dalgie
analyzy a nie je opakovanim dizerta&nej prace.

— Ciastkové vysledky habilitaénej prace boli tiez publikované v piatich vedeckych
pracach v zahraninych karentovanych &asopisoch, Siestich vedeckych pracach
v zahraninom a domacom Gasopise a to registrovanych v databazach WOS alebo
SCOPUS. Tym je naplnené kritérium publikovania v renomovanych casopisoch.

— 26 ohlasov citovanych podla databiaz WOS a SCOPUS preukazuje uznanie
vedeckou komunitou.

— Vpripade Ing. Jakuba Palenddra, PhD. ide o pracovnika s vyraznou vedeckou
erudiciou dokladuje to aj tym, Ze pozadované kritéria vedeckovyskumnych aktivit
vyrazne prekraduje.

Habilitatné praca Ing. Jakuba Palené&ira, PhD. spiiia vietky kritéria stanovené Vedeckou
radou Strojnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a preto v sulade
s vyhlaSkou MSVVa$ SR & 246/2019 Z.z. po lispesnej obhajobe odporitam menovanému
udelit’ vedecko-pedagogicky titul

docent (,Doc.%)

v §tudijnom odbore 5.2.55 metrolégia.

e

V Banskej Bystrici 14. aprila 2021 c. Ing. Jaromir Markovi&, PhD.



